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摘要(译)

本发明提供了一种校准OLED显示面板的亮度不均匀的方法，所述方法包
括：获取至少三个灰度等级的OLED显示面板的亮度矩阵，并确定均匀亮
度区域和不均匀亮度区域，并计算计算与不均匀亮度区域中的至少三个
灰度对应的每个像素的拟合Gamma值，并将每个像素的拟合Gamma曲
线拟合在不均匀亮度区域中，并且基于拟合校准不均匀亮度区域的亮度
每个像素的伽玛曲线。本公开可以提高校准亮度的准确度和校准效率。
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